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内容概要

　  全书共分7章，详细地介绍了数字专用集成电路的开发流程。
具体包括VerilogHDL硬件描述语言、ASIC前端设计、ASIC前端验证、逻辑综合、可测性技术和后端验
证。
本书的另一大特色就是将超大规模数字集成电路常用的模块单元提取出来进行实例化介绍。
    本书适合ASIC开展工程人员和管理人员阅读，也可作为电子类专业的高级本科生和研究生的参考书
。
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